
玉川大学

　TOEICはエデュケーショナル・テスティング・サービス（ETS）の登録商標です。
　本冊子はETSの検討を受け、またその承認を得たものではありません。以下テスト
名称につきましては、ETSのガイドラインに従い、短縮名称にて表記しております。

　　　　Listening & Reading Test （短縮名称：　　　　L&R) 
　　　　Speaking & Writing Tests （短縮名称：　　　　S&W）
　　　　　　　  Test （短縮名称： 　　　　　　　 Test）
　　　　Listening & Reading 公開テスト （短縮名称：　　　　L&R公開テスト）
　　　　Speaking & Writing 公開テスト （短縮名称：　　　　S&W公開テスト）
　　　　　　　  公開テスト （短縮名称： 　　　　　　　 公開テスト）
　　　　Listening & Reading IPテスト （短縮名称：　　　　L&RIPテスト）
　　　　Speaking & Writing IPテスト （短縮名称：　　　　S&WIPテスト）
　　　　　　　  IPテスト （短縮名称： 　　　　　　　 IPテスト）
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